






















































































































































































专利名称(译) 浓度测定装置，探针，浓度测定方法和程序

公开(公告)号 US20120010477A1 公开(公告)日 2012-01-12
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优先权 2010158099 2010-07-12 JP
2010158100 2010-07-12 JP
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其他公开文献 US9464983

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

浓度确定设备可以确定包括多个光散射介质层的观察对象的任意层中的
目标成分的浓度。浓度确定设备可包括照射单元，光散射介质层选择单
元，光接收单元，光强度获取单元，光吸收系数计算单元和浓度计算单
元。
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